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PURPOSE:To easily decide the mount result of a component mounted on a printed board and to rationalize a 
process of the inspection of a component on the board by projecting the permissible range of a position shift 
inspecting device on a monitor TV. 

CONSTITUTION :The component 5 is mounted on the printed board (P board) 6 and an image of the component 5 
mounted on the P board 6 is picked up by a camera 1 and displayed on the monitor TV 2. A generator 3 which is 
connected to a console panel 4 Is arranged between the monitor TV 2 and camera 1 and image processing is so 
performed that a rectangular permissible range frame 8 of optical size is projected on the monitor TV 2 over the 
image picked up by the camera 1 . This permissible range frame 8 is so processed that the reference point 9 of the 
monitor TV 2 is in the center, when there is the component within the permissible range frame 8, It Is decided that its 
mounting state is normal, thus easily deciding the mounting state of the component 5 on the P board 6. 
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[ Pa tentanspriiche ] 

[Anspruch 1] Bestiicksystem fur Bauelemente, gekermzeichnet 
durch 

erste Bildaufnahmemittel (22, 23) zur Aufnahme der 
Oberflache einer Leiterplatte (100) mit 
Positionierungsmarken (101, 102), 

Positionierungssteuermittel (200) , die die 
Bildverarbeitung von Aufnahmesignalen der ersten 
Bildaufnahmemittel vornehmen, die Stellung der Leiterplatte 
messen und eine VerschiebiingsgroBe zur Verschiebung an eine 
Stellung (10) zur Bestiickung von Bauelementen (103) 
berechnen, wodurch die Positionierung erfolgt, iind 

zweite Bildaufnahmemittel (21), die den Zustand der 
Bestiickung der Leiterplatte mit den Bauelementen nach dem 
Bestuckungsvorgang aufnehmen, die Bildverarbeitung der 
Aufnahmesignale vornehmen und Mangel bzw. Verschiebungen der 
bestiickten Bauelemente messen. 

[Anspruch 2] Bestucksystem fiir Bauelemente nach Anspruch 1, 
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das Monitormittel (300) zur Anzeige eines durch die zweiten 
Aufnahmemittel erhaltenen MeSergebnisses , das die Mangel 
bzw. Verschiebungen der Bauelemente darstellt, aufweist. 
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